~ GROUPEMENT NATIONAL DE F
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE Y A
ET DE MICROANALY SES “

En convention de cooperation avec fz Societe Francaise de Physique

Le Groupement a été créé en 1961 par Raimond CASTAING sous forme d'une des
commissions techniques de I'’Association Nationale de la Recherche Technigue sous
la dénomination "MICROSONDE".

Le Groupement a éteé successivement rebaptise :

1975 "MICROSONDE et MICROSCOPIE a BALAYAGE"

1997 "MICROANALYSE et MICROSCOPIE a BALAYAGE"

2001 "MICROSCOPIE ELECTRONIQUE a BALAYAGE et MICROANALY SES"

Objectif :

- favoriser les échanges entre utilisateurs,

- proposer et organiser la mise a jour des connaissances,
- suivre I'évolution des technigues connexes,

- diffuser lI'information aux membres du Groupement,

- faciliter les relations entre utilisateurs et constructeur
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Le Groupement a été créé en 1961 par Raimond CASTAING sous forme d'une des
commissions techniques de I'’Association Nationale de la Recherche Technigue sous
la dénomination "MICROSONDE" (groupement n°8).

En 2001, le groupement devient le GN-MEBA

Une des 11 divisions thematiques de la SFP

Objectif :

- favoriser les échanges entre utilisateurs,

- proposer et organiser la mise a jour des connaissances,
- suivre I'évolution des technigues connexes,

- diffuser lI'information aux membres du Groupement,

- faciliter les relations entre utilisateurs et constructeur



Conseil d’Administration du GN-MEBA

* président :
* vice-présidents :

* trésoriere :

* trésoriere adjointe :
* secrétaire :

* secrétaire adjoint :
* secrétaire adjoint :
« webmaster :

Francois Brisset (Univ. Paris-Sud)
Florence Robaut (SIMAP Grenoble)
Philippe Jonnard (UPMC Paris)

Monique Repoux (retraitte ENSMP 06)

Christine Gendarme (1JL Nancy)

Denis Boivin (Onera)

Marie-Eline Couturier (SFC)

Iméne Esteve (IMPMC) et aussi

Fabrice Gaslain (ENSMP Evry)
* Philippe Hallegot (L'Oreal)
* Alain Jadin (CERTECH)
» Jean-Pierre Lechaire (retraité UPMC)
* Christian Mathieu (Univ. Artois)
« Sébastien Pairis (Institut Neel)
 Jacky Ruste (retraité EDF)
* Guillaume Wille (BRGM)
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2 réunions gratuites par an pour les adhérents
Décembre : journées pedagogiques

Décembre 2017 - 251 participants

() de 10 a 38 personnes
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2 réunions gratuites par an pour les adhérents
Juin : journées thématiques

INSA de Lyon les mardi 5 et mercredi 6 Juin 2018

Techniques avancées et in-operando en MEB

INSA

INSTITUT NATIONAL
DES SCENCES
APPLIOUEES

LYON

e B LH T

mli, INbA UE LrUl\ BIBLIOTHEQUE MARIE CURIE l;:;u:u DE LYON BIBLIoTHEQUE Mmuumg

Journées communes avec RéCaMiA



http://recamia.rhone-alpes.cnrs.fr/
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Journées thématiques des 1°" et 2 Juillet 2015 a Nice
en parallele avec le 14eme colloque de la Société Francaise des Microscopies (Sfu)

v' 19 conférences
v 86 participants
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ECOLE D’ETE de MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE
et MICROANALYSES

Saint Martin d’Heres - 1978
N

Louvain la Neuve - 1996

N

Montpellier - 2001

N

3 gt Li}iﬁwi }’ Saint Martin d’Héres - 2006
\‘%Ng : N
2012 Lille
2017 Bordeaux —
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Co-organisation du Congres biannuel d'EMAS

15-19 Mai 2011 a Angers
EMAS 2011 _ _ _
(European Microbeam Analysis Society)

12th European Workshop
on

MODERN DEVELOPMENTS - Pushing the limits in EPMA (WDS and EDS)
AppoéhLDT,ONS - Microanalysis in the SEM
M,CROBEA'Q ANALYSIS - New techniques, developments and concepts
- Applications
penE 180 participants
Centre de Congrés c'Angers exposition : 5 colonnes (MEB et Microsonde)

Angers, France

et des accessoires
Rkl . N .

Organised in collaboration with:
GN-MEBA - Groupement National de Microscopie
Electronique a Balayage et de Microanalyses
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Microbeam Analys
the Earth Sciences
4th - 7th September, 2018, University of Bris

EMAS and the Mineralogical Society invite you to a training

workshop aimed at graduate students and
early career researchers.

Subjects covered:
S ing Electron Mi py (SEM) — I

ing and X-ray

o

microanalysis
Elort M

Ei P lysis (EPMA)
Cathodoluminescence (CL)

Electron Backscatter diffraction (EBSD)

Transmission Electron Microscopy (TEM)

Laser Ablation ICP Mass Spectrometry (LA-ICPMS)
Scanning lon Mass Spectrometry (SIMS) and NanoSIMS
Synchrotron Micro X-ray Absorption Spectroscopy
Sample Preparation and lon Beam preparation
including Focussed lon Beam (FIB)

Raman Spectroscopy

Fourier Transform IR Spectroscopy (FT-IR)

Micro Computed Tomography (MicroCT)
Atom Probe Tomography (APT)

(=g \Y
jiow

Posters abstract deadline |
extended to June 22nd
EARLY Bird registration June 30th

%AS Bl University of

BRISTOL

European Microbeam Analysis Society

S

European Microbeam Analysis Soclety

Tous les 2 ans en alternance
1 conférence regionale
et
1 conférence générale

Il est toujours possible de s'inscrire
ou
de déposer une communication par
poster.
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Mini-colloque aux JMC

Q @ === Journees de la Matiere Condensée

du 27 au 31 aoijt
journees de 2018 3 GRENOBLE

mat:ere
condensee

te limite de soumission des abstra 27_31 ao l/:lt 2018 é_ G ren O b I e

(Société Francaise de Physique)

MPS10 : GN-MEBA
Caractérisation physico-chimique
en MEB et microsonde
MPS10 le mercredi 29

Il est toujours possible de s'inscrire pour participer
ou méme déposer des posters.



https://jmc2018.sciencesconf.org/data/pages/MPS10_Caracterisation_physico_chimique_en_MEB_et_microsonde.pdf
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Rappel de 'ensemble des 13 ouvrages du GN-MEBA

- EBSD : Analyse par diffraction des électrons rétrodiffusés: Applications et techniques couplées
- Préparation des echantillons pour MEB et Microanalyses

- Microscopie électronique a balayage et Microanalyses

-

\

- L'analyse EBSD : Principes et applications N
- Microanalyse X par sonde électronique : méethodes de Monte-Carlo et modéles de correction

- Les Nouvelles microscopies

- Les Nouvelles techniques de micro et nano-analyse
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Les dernieres publications du groupement

» L'analyse EBSD, Principes et Applications (2015)
* Préparation des echantillons (2011)
» Microscopie électronique a balayage et Microanalyses (2008-2018)

disponibles chez EDPsciences: http://laboutique.edpsciences.fr/editeur/12/GN-MEBA

216 pages 984 pages 308 pages
ISBN : 978-2-7598-0676-8 ISBN : 978-2-7598-0082-7 ISBN 2.86883.730.1

Préparation des échantillons Microscopie électronique
pour MEB a balayage
et Microanalyses et Microanalyses

EBSD : Analyse par diffraction
des électrons rétrodiffusés

Applications et techniques couplées
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Microscopie Electronique a Balayage et
Microanalyses

Bordeaux 3-7 juillet 2017
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Membres bénévoles des Laboratoires
Orateurs, Moniteurs et Opeérateurs (cours et TDs)
Membres du Conseil du GN-MEBA
Personnels du Crous (chambres, restauration)
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Participants

—> au total environ 200 personnes
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Ecole d'été LILLE du 2 au & Juillet 2012 - Microscopie Electronique a Balayage (MEB) et Microanalyses
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DIMANCHE LUNDI MAaRDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
08h30 - 09h10 discours d'accueil, Les détecteurs Analyse d'&chantillons EBSD technelogie et | Contréle et maintenance
informations générales d'&lectrons stratifiés analyse du MEB ad=shegyist. EDS
- — Interactions &lectrons- | Formation et cptimisation . : . :
08h15 - 08h55 mafidre d'image MERB & pression contrélée|Cathodoluminescence, ... TD au choix
10h00 - 10h40 Emissian électranigue &t Technolegie EDS et Imagerie et p.analyse & Applications aux
hotonigue traitement des spectres basse tension &chantillons biclogiques
10h40 - 11h10 "\_pause P paLse pause pause paLise
- _ . Technolegie WDS et _— , Microscopie double :
11h15 - 11h55 Les cancons & électrons lraitement des spectres Fiakilité de 'analyse X colonne MEB-FIB TD au choix
Les colonnes - Analyse d'image, L
12h00 - 12h40 : : Analyse X guantitative raitement données 30 Essais in-situ
12h45 - 14h15 rEpEs D repas repas repas repas
14h15 - 15h45 TD Niv1: MEB TD Niv 1: MEB image TDNiv 1:EDs | Normalisation et qualité
instrument en MEB et analyses
TD Niv 2* TD Niv 2* TD Niv 2* Remise de Fouurage e
attestation de présence
156h45 - 16h30 pause D pause sortie culturelle pause Cloture Ecole
16h30 - 18h00 |  Accueil e D Niv 1: MEB image TD Niv 1: EDS
instrurnent
TD Miv 2* TD Miv 2* TD Niv 2*
18h00 - 18h45 démo constructeurs Smo cansirucledrs x 1: démo constructeurs D
personnalisées > é
Burret réception mairie D banguet (L dé D
d'aceueil fi] ] {niconstructeurs

Q’[D niveau 2 en alternance: MEB-PC, WDS, MEB-FEG, FIB, EDS quanti témoins, EBSD>
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